
                                                                                                             ŠTÁTNE  ZÁVEREČNÉ  SKÚŠKY
                                                               
 Skúšobná komisia č. 5
Ústav elektroniky a fotoniky
                                                            inžiniersky program štúdia Elektronika a fotonika
                                                                     E-515
                                                                                                              akademický rok 2017/2018 – 12.6. – 13.6. 2018
Predseda :   prof. Ing. František Uherek, PhD. 
Členovia : prof. Ing. Juraj Breza, PhD., doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD., Ing. Martin Donoval, PhD., Ing. Juraj Marek, PhD., Ing. Branislav Lojko, PhD., doc. Ing. Martin Weis, PhD.              
Tajomník :  Ing. Tomáš Bagala

HDPc – hodnotenie diplomovej práce, ŠZS – celkový výsledok štátnej záverečnej skúšky, HŠ – hodnotenie štúdia (prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel), CVŠP –  celkový vážený študijný  priemer 
12.6.2018
	P. č.
	Čas


	Diplomant
	CVŠP
	Názov diplomovej práce
	Vedúci

(konzultant)
	Oponent
	HDPc
	Štátnicový predmet
	ŠZS
	HŠ

	
	
	
	
	
	
	
	
	základná časť
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	špecializovaná časť
	
	

	1.
	830-920
	Szalay
Kristián, Bc. 

	
	Štúdium vrstiev a rozhraní v organických elektroluminiscenčných diódach (OLED)
	Ing. Martin Donoval, PhD.
	
	
	CAEEP,NDIO,PIO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	         MAMS, NSE
	
	

	2.
	920-1010
	Hric

Marek, Bc.


	
	Návrh a zostavenie meracieho zariadenia pre vyhodnocovanie vlastností organických elektroluminicenčných diód 
	doc. Ing. Martin Weis, PhD.


	
	
	CAEEP,NDIO,PIO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FTN,NSE
	
	

	3.
	1010-1100
	Ištván

Mário, Bc.


	
	Optimalizácia geometrie organických tranzistorov pre zníženie kontaktného odporu
	doc. Ing. Martin Weis, PhD.


	
	
	CAEEP,NDIO,PIO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FTN,NSE
	
	

	4.
	1100-1150
	Kajan

Martin, Bc.


	
	Vytvorenie pracoviska na meranie spektrálnych charakteristík s využitím čiarového detektora
	doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.


	
	
	CAEEP,NDIO,PIO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FTN,SMIK
	
	

	Obedňajšia prestávka


	5.
	1300-1350

	Šubjak 

Ján, Bc.


	
	Návrh systému automatizovaného monitorovania pacientov na báze progresívnych systémov IoT
	Ing. Anton Kuzma, PhD.


	
	
	  CIPSI,EMPS,MOCSS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	OKS-EN,TTMEDT
	
	

	6.
	1350-1440

	Maduda 
Martin, Bc.


	
	Návrh a simulácie žiarenie generujúceho optoelektronického prvku s využitím v automobiloch
	Ing. Anton Kuzma, PhD.


	
	
	CAEEP,NDIO,PIO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	MAMS,NSE
	
	

	7.
	1440-1530

	Tudíková 

Silvia, Bc.
	
	Tvarovanie a analýza vlastností tenkých dielektrických vrstiev
	doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
	
	
	CISPSI,EMPS,MOCSS

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	RST,OKS-EN

	
	


HDPc – hodnotenie diplomovej práce, ŠZS – celkový výsledok štátnej záverečnej skúšky, HŠ – hodnotenie štúdia (prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel), CVŠP –  celkový vážený študijný  priemer 

13.6.2018
	P. č.
	Čas


	Diplomant
	CVŠP
	Názov diplomovej práce
	Vedúci

(konzultant)
	Oponent
	HDPc
	Štátnicový predmet
	ŠZS
	HŠ

	
	
	
	
	
	
	
	
	základná časť
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	špecializovaná časť
	
	

	1.
	830-920
	Valkovič 

Daniel, Bc.
	
	Návrh dátovej zbernice pre integrovaný obvod realizovaný v CMOS nanotechnológii
	Ing. Lukáš Nagy, PhD.


	
	
	CAEEP,NDIO,PIO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	FTN,OKS-EN
	
	

	2.
	920-1010
	Tančár 

Samuel, Bc.
	
	Charakterizácia výkonových elektronic. prvkov a meranie energetickej odolnosti pomocou UIS testu
	Ing. Juraj Marek, PhD.


	
	
	CISPSI,EMPS,MOCSS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	RST,OKS-EN
	
	

	3.
	1010-1100
	Žňava 

Radoslav, Bc.
	
	Laserové mikrotechnológie


	prof. Ing. František Uherek, PhD.
	
	
	CAEEP,NDIO,PIO
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	MMEDT,TTMEDT
	
	

	4.
	1100-1150
	Vadkerti 

Roland, Bc.
	
	Laserové popisovanie pre priemyselné aplikácie
	prof. Ing. František Uherek, PhD.
	
	
	CISPSI,EMPS,MOCSS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	OKS-EN,TTMEDT
	
	

	Obedňajšia prestávka


	5.
	1150-1240
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	1240-1330
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Klasifikačné stupne: A (92-100b.) = výborne, B (83-92b.) = veľmi dobre, C (74-83b.) = dobre, D (65-74b.) = uspokojivo, E (56-65b.) = dostatočne, FX (0-56b.) = nedostatočne
Predmety: CISPSI-Číslicové spracovanie signálov, MOCSS-Metódy a obvody číslicového spracovania signálov, EMPS-Elektronické meracie prístroje a systémy, PAO-Počítačová analýza obvodov, MMEDT-Multimediálna technika, OKS-EN-Optické komunikačné systémy, RST-Rádiokomunikačné systémy a trasy, TTMEDT-Telemedicínska technika, CAEEP-CAE elektronických prvkov, NDIO-Návrh a diagnostika IO, PIO-Programovateľné IO, FTN-Fotonika, MAMS-Metódy analýzy materiálov a štruktúr, NSE–Nanoelektronika a supravodičová elektronika, SMIK–Senzorové mikrosystémy


